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Исследование параметров периферийной плазмы при токовом сжатии многопроволочных сборок является важной задачей физики плазмы мощных Z пинчей. Наличие проводящей периферийной плазмы в момент максимального сжатия пинча может шунтировать ток, что препятствует эффективному вложению энергии в плазму пинча. Для исследования параметров периферийной плазмы предлагается использовать метод абсорбционной ВУФ спектроскопии, основанный на сравнении спектров собственного и прошедшего через периферийную плазму излучения Z пинча. Для этого необходимо регистровать ВУФ излучение по двум направлениям наблюдения (два канала наблюдения спектров). В качестве первого этапа на установке Ангара-5-1 установлен первый канал наблюдения, перпендикулярный оси пинча. ВУФ спектры излучения плазмы Z пинча, прошедшего через периферийную плазму, регистрировались с помощью спектрографа скользящего падения. Благодаря использованию внероуландовской схемы регистрации удалось значительно упростить процедуру юстировки прибора. Конструктивно спектрограф состоял из металлического корпуса, в котором установлены входная щель, дифракционная решётка скользящего падения (радиус R=1 м, угол скольжения 4(, 600 штр/мм, покрытие W/Re) и кассета для фотоплёнки. Данная геометрия позволяла регистрировать спектр в диапазоне (=20-300 Ǻ с максимальным разрешением (/((~100. Для наиболее эффективного использования спектрографов в условиях окружающей среды мощных Z пинчей были разработаны оптимальная оптическая схема, защита приборов от ударной волны и продуктов взрыва и жесткого рентгеновского излучения с энергией квантов свыше 50 кэВ. Принципиальным моментом в экспериментах по наблюдению спектров в различных направлениях является надежная процедура юстировки в вакуумной камере. Разработанный оригинальный метод с использованием вспомогательного лазера позволил проводить юстировку спектрографа с точностью 10-2 рад (~ 1 мм по объекту). Исследованы спектры ВУФ излучения плазмы Z пинча многопроволочных сборок W, Fe и сделаны первые выводы по наличию поглощения в периферийной плазме.
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